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摘要(译)

液晶显示面板及其检查方法和检查装置技术领域本发明涉及液晶显示面
板及其检查方法，以及用于该液晶显示面板的检查装置，并提供一种能
够容易地检查画框区域的液晶显示面板及其检查方法，以及用于该检查
设备的检查设备。液晶显示面板具有TFT基板和CF基板，其通过连续地
施加到基板的整个周边部分的密封材料结合，液晶密封在基板之间，框
架形式的框架形式的框架设置在外部显示区域和形成密封材料的区域
内，在TFT基板上的画框区域中形成的导电膜，以及形成在CF基板上并
且面对第一导电膜的另一导电膜，其间插入有液晶他们。
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